MINI-CURSOS DO VI SEMETRO

	Horário
	19/09/2005 (segunda-feira)
	20/09/2005 (terça-feira)

	
	Diele (Prédio 2)
	Sala 1 (Prédio 6)
	Sala 2 (Prédio 6)
	Diele (Prédio 2)
	Sala 1 (Prédio 6)
	Sala 2 (Prédio 6)

	08:15 – 09:45
	MC-01
	MC-03
	MC-04
	MC-02
	MC-03
	MC-05

	09:45 – 10:00
	Coffe Break
	Coffe Break

	10:00 – 11:30
	MC-01
	MC-03
	MC-04
	MC-02
	MC-03
	MC-05

	11:30 – 12:30
	Almoço
	Almoço

	12:30 – 14:00
	MC-01
	MC-03
	MC-04
	MC-02
	MC-03
	MC-05

	14:00 – 14:30
	Coffe Break
	Coffe Break

	14:30 – 16:00
	MC-01
	MC-03
	MC-04
	MC-02
	MC-03
	MC-05


ITINERÁRIO PRELIMINAR DO ÔNIBUS QUE IRÁ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES ATÉ O INMETRO

(FAVOR CONFIRMAR COM O COORDENADOR DOS MINI CURSO NO E-MAIL: rplandim@inmetro.gov.br)

	06h 50min
	LEME OTHON PALACE
	AV. ATLÂNTICA 656 - COPACABANA

	06h 55min
	OLINDA OTHON CLASSIC
	AV. ATLÂNTICA 2230 -  COPACABANA

	07h 00min
	CALIFORNIA OTHON CLASSIC
	AV. ATLÂNTICA 2616 -  COPACABANA

	07h 05min
	RIO OTHON PALACE 
	AV. ATLÂNTICA 3264 -  COPACABANA

	07h 15min
	SAVOY OTHON TRAVEL
	AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 995


INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS MINI-CURSOS

I- MC-01: “Digital Sampling of ac Signals”:

* Instrutor: Dr.-Ing. Guilherme Ihlenfeld – PTB (aula em português e material em inglês).
* Local: Sala de aula da Diele

* Resumo: "Mostrar na prática como amostrar sinais ac e demonstrar que com pouco de cuidado se pode realizar medidas de alta exatidão com técnicas de amostragem digital. Para isto, os participantes do curso utilizarão, cada um deles, uma placa de circuito impresso já testada e operacional que permita realizar praticamente todas as medições em AC (rms, amplitude, fase, relação, impedância etc...) em seu laboratório ou indústria."

* Pré-requisitos: fundamentos de eletrônica analógica e digital, noções de estatística, microcontroladores, automação e técnicas gerais de medidas.

II- MC-02: “Transferência ac-dc”: 

* Instrutor: Dr. Héctor Laiz – INTI (aula e material em espanhol)

* Local: Sala de aula do Prédio 6 (sala 1)

* Tópicos: 

1. Medición de valor eficaz y trazabilidad de las mediciones de corriente alterna

1.1 Conversores Térmicos

1.2 Técnicas Digitales

2. Conversores Térmicos

2.1 Conversores Térmicos de Simple Juntura

2.2 Conversores Térmicos Multijuntura de hilo (3-d)

2.3 Conversores Térmicos Multijuntura de film-delgado

3. Causas de las diferencias ac-dc en los conversores térmicos

3.1 Causas independientes de la frecuencia

3.2 Causas dependientes de la frecuencia

4. Calibración de Conversores térmicos

4.1 Como conversores de tensión

4.2 Como conversores de corriente

5. Calibración de instrumentos utilizando convertidores térmicos

5.1 Calibración de voltímetros

5.2 Calibración de amperímetros

5.3 Calibración de milivoltímetros

5.4 Calibración de shunts

6. Introducción al diseño de conversores térmicos

III- MC-03: “Base Estatística da Teoria das Medições”

* Instrutor: Dr. Hélio Schechter – Inmetro (aula e material em português)
* Resumo: "A partir da teoria simples das probabilidades, serão desenvolvidos os conceitos de estatística necessários ao entendimento do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (ISO GUM), e de seu suplemento 1, que aborda métodos numéricos usados na determinação da incerteza de medição";

* Tópicos:

1- Elementos da teoria das probabilidades. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Momentos. Covariância e coeficiente de correlação;

2- Amostragens. Estimativas. Nível da confiança. A fórmula de Welch-Satterthwaite. Princípio da máxima verossimilhança;

3- Os princípios básicos da metrologia. Melhor estimativa do valor de uma grandeza. Incertezas do tipo A e do tipo B. Lei de propagação das incertezas. O método dos mínimos quadrados;

4- Determinação da incerteza combinada usando métodos numéricos de propagação das distribuições. O método de Monte Carlo.

IV- MC-04: “Compatibilidade Eletromagnética em Sistemas de Instrumentação”

* Instrutor: Engo. Roberto Menna Barreto – EMC (aula e apostila em português)
* Resumo: "Este curso aborda a área da Compatibilidade Eletromagnética (EMC) em duas vertentes: EQUIPAMENTOS - onde uma maior ênfase é colocada na qualificação EMC de equipamentos para os diferentes mercados (Europa e Brasil); e suas INSTALAÇÕES - onde uma maior ênfase é colocada no estudo de blindagem e aterramento para adequação EMC em sistemas de instrumentação".

Obs.1: Este mini-curso terá 4h de duração, sendo 3h na parte da manhã e 1 h na parte da tarde.

Obs.2: Para os inscritos neste mini-curso, haverá uma visita aos laboratórios da Diele (Divisão de Metrologia Elétrica), na parte da tarde (após o coffe-break).

V- MC-05: “Introdução à ISO/IEC 17025: 2005”

* Instrutor: Alexandre D. de Carvalho - Especialista da Divisão de Credenciamento de Laboratórios do Inmetro (aula e apostila em português)
* Resumo: “O mini-curso a ser ministrado tem como objetivo apresentar todos os elementos da nova versão da norma ISO/IEC 17025: 2005, enfatizando os aspectos mais importantes e que normalmente os laboratórios tem mais dificuldades na sua implementação. Será feita uma abordagem das diferenças entre as versões da norma de 1999 e a de 2005, que foi aprovada em Maio/2005.”

